Pour chaque expérimentation, le candidat établira une fiche comportant :

- Un schéma de mesures,
- Une explication du processus de mesures,
- Une fiche de résultats,

FONCTION FP1 :

1- Repérer sur le plan de cablage imprimé (DR1) et sur la maquette les composants
constituant la structure de FS11. FS12. FS13.
2- Sur le plan de cablage imprimé (DR1) surligner ces composants.

3- Déconnecter la cellule et la remplacer par un genérateur de signaux TTL de fréquence
10kHz

4- Relever les oscillogrammes de VE7M, VBM, VM, Vsortic C120 et en FIRQ.
5- Tracer ces oscillogrammes sur copie en indiquant les durées (tous les oscillogrammes
seront en correspondance temporelle).

Les résultats obtenus sont-ils conformes a I’étude fonctionnelle ?

6- Déconnecter les cavaliers CV1 et CV2.

7- Tracer sur le document réponse DR3 la courbe de réponse en fréquence :

T=VcM/VBM pour 1kHz < F < 100kHz.

8- A partir de la courbe obtenue, comment trouver la fréquence de coupure Fc ? Quelle

est sa valeur ?
9- Comparer cette valeur avec celle que vous obtiendrez par le calcul. On rappelle que

1

Fcz -
2nR,,C,

10- Mesurer la valeur du déphasage de VCM par rapport a VBM a la fréquence de coupure,
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